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Präparation einer Lamelle mit Hilfe eines fokussierten 
Ionenstrahls durch ein Ionen-Elektronen Zweistrahl REM 
(FIB-REM). Die sehr dünne Lamelle (Dicke ca. 15 nm) ist 
Voraussetzung für weitere Untersuchungen mit dem 
Transmissions-Elektronenmikroskop (TEM) - �������	���
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Feldemissions-Rasterelektronenmikroskoppp (FE-REM) 
SUPRA 55VP (Carl Zeiss NTS GmbH) mit Adaption der 
energie- und wellenlängendispersiven Analytik (INCA X-
Max80 und INCA Wave) sowie das EBSD-System HKL 
Channel5 (OXFORD Instruments)  …

                            …  und ein Blick in die Probenkammer
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